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VDM Verlag  Feb 2009, 2009. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 220x150x7 mm. Neuware - 1999
fand anlässlich des 70. Geburtstag es von Jürg enHabermas ein Symposion an der Johann
Wolfg ang Goethe-Universität statt, in dem speziell die Aspekteseines Werkes diskutiert wurden,
die das Verhältnisvon Rechtfertig ung  und Wahrheit bzw. Richtig keitbetreffen. Diese Beiträg e
wurden in dem Band 'DieÖffentlichkeit der Vernunft und die Vernunft derÖffentlichkeit' publiziert.
Darin findet sich aucheine kritische Auseinandersetzung  des amerikanischenPhilosophen Hilary
W. Putnam mit der Moraltheorie vonJürg en Habermas. Putnam kritisiert die dichotomeTrennung
von Werten und Normen in der Diskursethik,aus der letztlich das Problem entstehe, dass
entwederdie in der Diskursethik g enerierten Normen keinenuniversellen Status erlang en
könnten oder dieTrennung  zwischen Wert und Norm selbst unhaltbar sei.Aus dieser Kritik
entwickelt sich in der Folg ezeiteine Debatte um die Frag e nach dem Verhältniszwischen Norm
und Wert.Die vorlieg ende Arbeit führt in diemoralphilosophischen Grundpositionen von
Habermas undPutnam ein, stellt die spezifische Problematik derDebatte dar und erörtert und
einig e Lösung sperspektiven. Power supply quiescent current (IDDQ) testing  has been very
effective in detecting  physical defects such as open, short and bridg ing  defects in VLSI circuits
desig ned in CMOS processes. However, in sub-micron VLSI circuits, IDDQ current is masked by
the increased subthreshold (leakag e) current of MOSFETs affecting  the efficiency of IDDQ testing .
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This is basically the finest publication i actually have g o throug h till now. We have read and i also am confident that i am g oing  to likely to read
throug h ag ain once more in the foreseeable future. It is extremely difficult to leave it before concluding , once you beg in to read the book.
-- P ro f. Ad e ll Lubo witz       

Very useful to all of class of people. It is really simplified but unexpected situations within the 50 %  in the ebook. I am delig hted to let you know that
this is actually the best book i have read in my personal daily life and can be he finest ebook for at any time.
-- Gwe n Schultz  
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